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Abstract. Импедансната система SP-200 позволява измерването на
основни електрохимични параметри и характеристики като: цик-
ловолтамограми, волт-амперни характеристики, импедансни спек-
три, импулсни измервния и др. както в потенциостатичен, така и в
галваностатичен режим. Тя е снабдена с допълнителна сонда за ул-
тра нисък ток, което разширява обхвата на тока от 500 mA до 1 pA,
с възможност за прилагане на допълнително напрежение в обхвата
±10 V. Апаратурата осигурява възможности за провеждане на науч-
ни изследвания, използвайки метода на импедансната спектроско-
пия, в честотния диапазон от 10 µHz до 3 MHz. Системата притежа-
ва специализирана графична платформа, използваща богат набор
от класически процедури за апроксимиране и алгоритми за визуа-
лизиране и анализ на получените експериментални резултати.

Системата за електрохимична импедансна спектроскопия може да
се използва за изследване на електричните свойства на наномате-
риали, бислойни мембрани, течни кристали, полимери, тънки сло-
еве и др.
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